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Contexte 

• Modélisation des risques parasitaires 

 

 

 

• Cartographie des risques 

– Réseau de station météo 

Données météo 

• Pluviométrie 

• Température 

Modéles 

• Mildiou 

• Oïdium 

• Black-Rot 

Sorties 

• Risque 

• Fréquence 
théorique 
d’attaque 



Données spatialisées 



Questions 

• Fiabilité des données 

 

• Gain pour l’analyse du risque 

 

• Nécessité de conserver les stations  



Fiabilité : pluviométrie 
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Données Stations (mm) 

y = 0,825x 
R² = 0,7946 
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Fiabilité : pluviométrie 

SORN            SNRO            JourDiff     
Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   
1st Qu.: 1.00   1st Qu.: 3.25   1st Qu.: 4.00   
Median : 4.00   Median :19.50   Median :26.00   
Mean   : 4.22   Mean   :16.61   Mean   :20.83   
3rd Qu.: 6.00   3rd Qu.:25.75   3rd Qu.:31.50   
Max.   :16.00   Max.   :46.00   Max.   :47.00   



Fiabilité : modèle mildiou 



Fiabilité : Modèle oïdium 



Gain pour l’analyse du risque 



Doit-on conserver les stations ? 

• Limites des stations 

– Répartition 

– Maintenance 

• Données non spatialisées 

– Humidité relative 

– Ensoleillement 

– Durée d’humectation 

– … 



Perspectives et conclusion 

• Utilisation actuelle 

– Bulletin TechniLoire 

– BSV (Pays de la Loire et Centre) 

– Bulletins divers (CA, Saumur-Champigny…) 

• A l’avenir... 


